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Slovni hodnoceni:

Student mél ve své praci navrhnout testovaci ITA adaptér s ,minimem aktivnich prvk(*, coZ se mu
povedlo na vybornou, jelikoZ jeho verze mimo dratovych propojek obsahuje jen diody 1N4148 a
rezistory. Zde bych uvital i originalni schéma adaptéru (ktery byl pro tento t¢el upraven), nebo
alespon vice informaci o ném (napf. impedance sb&rnice, zda jsou SMD rezistory v horni &asti

z diivodu ochrany nebo souéasti prizplisobeni). Druhym poZadavkem bylo vytvoreni obsluzného SW
v prostfedi LabView, ktery je ,napasovan‘ na stavajici zafizeni. Student skute¢nosti, Ze jde o dopinéni
funkce dokazal, Ze je schopen pochopit a upravit cizi kéd (a pfizpasobit se cizi HW koncepci), coZ

......

Prace je logicky rozdélena, ale bohuzel ne UpIné vyvazena co se tyce obsahu a detailli. Popis
jednotlivych moduld by si zaslouzil vice technickych detailli, napf. rozhodovaci trovné, rozligeni
analogovych vstupl, rychlost pfevodniki a jeho vstupni parametry. N&které procedury, napf. testovani
digitalnich 10 pinu, jsou popsany mozna az zbyte¢né podrobné (pomoci tabulky a textu), pfi¢emz by
postacil relativné jednoduchy stavovy diagram, ktery by celou proceduru daleko vice zprehlednil.

S vyjimkou kapitoly, kde jsou testovany protokoly jsou véechny 10 piny testovany pouze staticky a
napr. v pfipadé digitalnich signall je testovan jeden vodi€ po druném. Zde bych uvital diskuzi, pro&
nebyl pouzit néjaky algoritmus, kterym by bylo mozno minimalizovat po&et kroki testu a jak o$effit u
sbérnice (alespori vnitini) zda nedochézi k preslechiim pii tranzientach (glitch). U sedmé kapitoly,
vyhodnocovani, napf. v pfipadé LIN shé&rnice, zda jde pouze o pfijem dat, tj. kontrola zda sedi bitova
posloupnost, nebo zda jsou vyhodnocovany i dal$i parametry tj. zda jsou zpoZdé&ni receiveru pro obé&
hrany v toleranci (zda je DC pfi synchronizaci blizko 50%) a zda je moZno pFistojem vyhodnotit i dalsi
parametry sbérnice napf. rychlost hran.

V popisech se vyskytuje nékolik chyb (napf. neuvazovani Ubytki Si diod pro analogové signaly,
oCekavana napéti v tab.3), které snizuji technickou Urovefi prace. Oddélovani signalu diodami, které
schémat nemaji zatéze (pull-up, pull-down — a pokud zde jsou, neni o nich zminka) a spoléhani se na
leakage vstupl (resp. parametr Rvst) neni zcela cisté feseni, ale pokud muselo byt pouZito mélo by
bat diskutovano pro€ a jak jsou zajistény podminky pro spravnou funci.

| pies v8echny tyto pfipominky tuto praci hodnotim jako zdafilou (dle prace je tester funkéni a

vyuzivan) a zadani za spIn&né.




Otazky k obhajohé:

jak by mohl byt (resp. je) realizovan ,zesilovac s poloviénim ziskem"” a to jak pro rychlé signaly
(pfizpUsobeno napf. k 50 Ohm) a pro pomalé signaly, kde je poZadovana co nejvy$si vstupni a co
nejnizsi vystupni impedance.

Jaké napéti bude na analogovém vstupu karty méfici karty (s realnymi param. Cvst, Rvst a Ivst)
pfipojené pres Si diodu (1N4148), pokud je pfipojen ke zdroji napéti. Jak dlouha bude doba
ustaleni, aby chyba méfeni byla co nejnizsi. Jak by se tato doba zkratila pripojenim pull-down
rezistoru (napi. 10kOhm) k analogovému vstupu (na katodu Si diody).

Jaké je olekavané napéti na analogovém vstupu po procedufe popsané na str. 39, tj. 1us puls do
nuly a nasleduje 0,5s puls do jednigky b&hem kterého méfime. Berme v Gvahu reélné parametry
obvodu i oddélovaci diody a proudy ze vstupu Al (dle specifikace jsou +5nA a -5nA, Cvst je

100pF) .
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